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Twoj mikroskop do prac rutynowych i badawczych
w laboratorium materiatowym
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Przygotowany zarowno do badan rutynowych, jak i naukowych

Prosty mikroskop swietlny Axioscope zostat opracowany specjalnie z mysla

o0 spetnieniu najbardziej typowych wymagan w zakresie obrazowania optycznego
w laboratoriach materiatowych. Funkcje kodowania i automatyzacji sprawiaja,

ze jest on szczegolnie dobrze dostosowany do rutynowych zadan, stawiajacych
rownoczesnie wysokie wymagania dotyczace jakosci danych i powtarzalnosci.
Ale Axioscope na tym nie poprzestaje. Jest rowniez w stanie obstugiwac zaawan-
sowang mikroskopie optyczng do badan materiatowych.

Axioscope to gotowe rozwigzanie dla metalografii i materiatoznawstwa przydatne
w badaniach i przemysle — z funkcjami umozliwiajgcymi okreslanie wielkosci ziarna,
faz i grubosci warstw oraz klasyfikacje czastek grafitu. Analizuj swoje probki za
pomoca roznych technik kontrastowania. Dzieki zaawansowanemu systemowi
oswietlenia probki sg zawsze optymalnie oswietlone.

Axioscope ma szanse stac sie preferowanym narzedziem pracownikow Twojego
laboratorium dzieki wszechstronnosci oferowanej przy wykonywaniu wielu
codziennych zadan.
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Prosciej. Bardziej inteligentnie. W bardziej zintegrowany sposob.

Przystepna cenowo wysoka wydajnos¢
Codzienna praca w laboratorium materiatowym
obejmuje zaréwno rutynowe zadania, jak i bar-
dziej wymagajace szczegotowe badania. Mikro-
skopy do rutynowych zastosowan szybko osiagaja
granice swoich mozliwosci, gdy wymagane jest
obrazowanie wysokiej jakosci i techniki kontrasto-
wania, natomiast mikroskopy badawcze oferuja
zakres wydajnosci, ktory rzadko jest w petni wyko-
rzystywany. Axioscope — ze swoja wyjatkowa
funkcjonalnoscia i zaawansowanymi funkcjami
automatyzacji — jest idealny do wymagajacych
rutynowych zadan. | pomimo atrakcyjnej ceny
oferuje takze potezne mozliwosci, zwigzane
zazwyczaj z bardziej zaawansowanymi badawczymi
mikroskopami swietlnymi.

Axioscope polaryzacyjny

Wiarygodne wyniki

Dzieki kodowanym komponentom i zaawansowa-
nemu systemowi o$wietlenia Axioscope zapewnia
wiarygodne i powtarzalne wyniki. Zmotoryzowany
Axioscope 7 umozliwia petng automatyzacje pro-
cesdw badawczych. Wykonuj powtarzajace sie
zadania z ustawionymi parametrami, automatycz-
nie nawiguj do wybranych obszarow na probce
lub przechwytuj obrazy z rozszerzong gtebia
ostrosci. Axioscope zapewnia duzg moc i nieza-
wodnosc¢ na niewielkiej powierzchni, dzigki czemu
szybko staje sie ulubionym urzadzeniem laborato-

ryjnym.

Multiphase Analysis — analiza wielofazowa z oprogramowaniem
ZEISS ZEN 2 core

Cyfrowa integracja

Jednym z najwazniejszych powodow, dla ktorego
warto wybrac¢ marke ZEISS, jest jego kompleksowa
platforma integracyjna, umozliwiajaca potaczenie
danych ze wszystkich mikroskopow ZEISS. Potacz
Axioscope z kamerami ZEISS Axiocam i oprogra-
mowaniem do obrazowania ZEISS ZEN 2 core, a
Axioscope stanie sie poteznym cyfrowym syste-
mem dokumentacji. Od kontroli urzadzen do
przechwytywania obrazu, analizy i dokumentacji
po archiwizacje cennych analiz — Axioscope
zapewnia w petni zdigitalizowany proces pracy.
Ponadto Axioscope mozna zintegrowac z
korelacyjnym systemem pracy za pomoca funkcji
Shuttle & Find.

Axioscope w potqczonym Srodowisku laboratoryjnym



Spetniaj wymogi rutynowych badan mikroskopowych - bez
zaniedbywania zaawansowanych wymagan w zakresie kontroli

W skrécie Firma ZEISS jest dobrze znana i stynie ze swojej specjalistycznej wiedzy stuzacej opracowywaniu rozwigzan
dla mikroskopdw $wietlnych. Rodzina produktow Axioscope zajmuje dobrze zdefiniowang pozycje w port-
Zalety folio rozwiazan ZEISS dla laboratoriow materiatowych: Axioscope to wiasciwy wybdr, jesli rutynowe zadania
S ctosowania kontrolne stawiaja wysokie wymagania pod wzgledem funkcjonalnosci, odtwarzalnosci i automatyzacji —
a do analizy materiatow i metalografii potrzebujesz rowniez zaawansowanej mikroskopii optycznej. Jako
System kompletne rozwigzanie dla laboratorium materiatowego, Axioscope jest rowniez najlepszym wyborem z

ekonomicznego punktu widzenia.
Technologia i szczegoty

Serwis

ZEISS Primotech ZEISS Axio Lab.A1 ZEISS Axioscope ZEISS Axio Imager
Kompaktowy manualny mikroskop do nauki Rutynowy, manualny mikroskop dla labo- Kodowany i zmotoryzowany mikroskop System mikroskopowy najlepszej jakosci do
o materiatach i geologii ratoriow materiatowych z opcjq ergono- do rutynowych prac i badar materiatow zaawansowanych badan materiatowych

micznej nasadki



Gotowe rozwigzanie dla metalografii

W skrécie Axioscope jest gotowy do pracy, a wszystkie jego funkcje dziataja wspdlnie, zapewniajac kompleksowe roz-

wigzanie dla metalografii w laboratorium materiatowym. Kamery s najwazniejszym interfejsem do obrazo-
Zalety wania probek, soczewki o wiasciwosciach specyficznych dla aplikacji i oprogramowanie do obrazowania

_ i analizy obrazu, specjalnie opracowane dla badan materiatowych i metalografii.
Zastosowania

System ZEN 2 core: oprogramowanie do obrazowania ze zintegrowanymi modutami materiatowymi

Oprogramowanie ZEN 2 core to centrum dowodzenia zautomatyzowanym obrazowaniem i funkcjami anali-

Technologia i 5t ) L . . e L . -
echnologla | szczegoty tycznymi. Moduty z funkcjami pozwalajacymi na okreslanie wielkosci ziarna, faz i grubosci warstw oraz klasy-

Serwis fikacje czastek grafitu, umozliwiaja ZEN 2 core dostarczanie wszystkich znaczacych zastosowan metalogra-

ficznych w jednolitym interfejsie uzytkownika. Obiektywy ZEISS

Wybierz obiektywy, ktore pasujg do Twoich zastosowar, wydajno-
sci obrazowania lub wymogdw kosztowych.

Kamery ZEISS Axiocam

Wybieraj sposrod szerokiej gamy kamer mikroskopowych, aby
uzyskac rozdzielczosc, wiernosc kolordw i szybkosc przetwarza-
nia, ktorej potrzebujesz.

50 um

Cast Iron Analysis — analiza zeliwa z oprogramowaniem ZEISS ZEN 2 core



W skrocie

Zalety

Zastosowania

System

Technologia i szczegoty

Serwis

tatwy w uzyciu dla wydajnych proceséw pracy

Ergonomiczna koncepcja obstugi

Axioscope zostat zaprojektowany tak, aby
codzienne czynnosci byty tak wygodne i bezpieczne,
jak to tylko mozliwe. Wazne elementy — takie jak
naped ogniskowania, naped stolika, kontrola
oswietlenia i rejestrowanie obrazu — sg rozmiesz-
czone po obu stronach, dzieki czemu mozna je
obstugiwac bez obciazania rak.

Axioscope 5: Przycisk Snap do akwizycji obrazu po obu stronach

Axioscope 7: Przycisk Snap (prawy) i przycisk sterowania stolikiem (po lewej)

tatwe pozyskiwanie obrazu

Akwizycja obrazow cyfrowych jest tatwa dzieki
jednemu przyciskowi. Po prostu nacisnij jeden
ergonomicznie umieszczony przycisk, a uzyskasz
obrazy zachowujac jednoczesnie kontrole nad
ich potozeniem, powigkszeniem lub kontrastem.
W ten sposéb badanie mikroskopowe moze
zostac¢ w petni udokumentowane przy zachowa-

niu widocznosci probki.

Panel sterujgcy Axioscope

Kompletna kontrola wszystkich osi stolika
Innowacyjna koncepcja dziatania Axioscope 7,
zmotoryzowanej wersji produktu, zapewnia petna
kontrole nad catym ruchem stolika, bez koniecz-
nosci odrywania rak od mikroskopu lub polegania
na zewnetrznych sterownikach. Za pomoca pro-
stego nacisniecia przycisku mozna przetaczac
napedy ogniskowania, zapewniajac kontrole ruchu
w 0si Z lub XY. Przy wtagczonym sterowaniu XY
mozesz przesunac stolik wzdtuz osi X za pomoca
prawego i wzdtuz osi Y za pomoca lewego napedu
ogniskowania.
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Kodowane komponenty zapewniajg niezawodne i powtarzalne wyniki

Petne zaufanie do Twoich danych
Kodowane elementy mikroskopu nie tylko utatwiaja prace, ale takze zapewniajg w duzej mierze wykluczenie
btedow w obstudze i zwigzane z tym uzyskiwanie ztych wynikéw badan.

Nowoczesne zarzadzanie oSwietleniem

System wykrywa zmiany w obiektywach lub technikach kontrastowania, a nastepnie automatycznie dostoso-
wuje parametry zalezne — takie jak natezenie swiatta i skalowanie. Pozwala to na szybsze i fatwiejsze prze-
twarzanie wieloetapowych, rutynowych proceséw pracy. Korzystajac z parametrow procesu przechowywa-
nych przez Ciebie lub innych uzytkownikéw, kazdy moze odtworzy¢ doktadny proces pracy w dowolnym
momencie i osiagnac¢ poréwnywalne wyniki, niezaleznie od nawykow zwigzanych z eksploatacjg lub prefe-

rencji uzytkownika.

10x% (jasne pole) 50x (jasne pole)
—
100 pm 20 pm

Automatyczna regulacja natezenia swiatta po zmianie obiektywu
(prawy gorny rég)

Sterowanie menedzerem oswietlenia

50x (ciemne pole)

Automatyczna requlacja natezenia swiatta po zmianie obiektywu
i techniki kontrastowania (prawy gorny rég)
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Latwiejsza automatyzacja

Zmotoryzowanie osi X, Yi Z

Axioscope 7, zmotoryzowany model w rodzinie produktow Axioscope, pozwala zautomatyzowac wiele pro-
cesow w codziennej pracy. Korzystaj z wyzszej wydajnosci, powtarzalnych proceséw opartych na wczesniej
zdefiniowanych parametrach i lepszej porownywalnosci wynikow. Petna motoryzacja osi ruchu X, Y i Z
otwiera wiele mozliwosci dla zaawansowanego obrazowania:

Extended Depth of Field — zwiekszona gtebia ostrosci:
m Automatyczne pozyskiwanie wielu obrazdéw przy réznych ustawieniach ostrosci (stos Z) i taczenie ich
w celu utworzenia obrazu o zwiekszonej gtebi ostrosci.

Obrazy panoramiczne:

m Tworz ztozone obrazy wigkszych obszarow prébek za pomoca zaledwie kilku klikniec.

Kafelkowanie i pozycje:
m Rejestrowanie dokfadnych obrazow z wielu ptaszczyzn widzenia w wysokiej rozdzielczosci poprzez auto-
matyczne skanowanie wstepnie zdefiniowanych obszarow.

Mikroskopia korelacyjna:
m Badaj probki za pomoca roznych mikroskopow $wietlnych i elektronowych. Automatycznie relokuj obszary
zainteresowania za pomocg modutu Shuttle & Find oprogramowania ZEN 2 core.

Metalowy guzek, zobrazowany za pomocq Extended Depth of
Field — zwigkszona gtebia ostrosci

Kafelkowanie i pozycje: przekrojowy obraz kamery z predefinio-
wanym obszarem (po lewej); Uzyskany obraz wstepnie zdefinio-
wanego obszaru (po prawej)
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Potacz i koreluj

Potaczone laboratorium

Oprogramowanie ZEN 2 core umozliwia Ci zwiek-
szenie wydajnosci Twojego laboratorium. Dzieki
rozwigzaniom usprawniajacym proces pracy
poprzez faczenie danych z réznych mikroskopow
oprogramowanie ZEN 2 core dostarcza wigcej
istotnych informacji. A dzieki funkcji tgcznosci

z bazami danych oraz archiwum mozesz w jednym
miejscu trzymac swoje cenne dane z wielu narze-

dzi, laboratoridow i lokalizacji.

Shuttle & Find

Shuttle & Find to interfejs mikroskopii korelacyjnej
firmy ZEISS, zaprojektowany specjalnie z mysla

0 analizie materiatowej i zapewnianiu jakosci

w przemysle.

Shuttle & Find umozliwia:

m przenoszenie probki pomiedzy systemami
mikroskopdw optycznych i elektronowych firmy
ZEISS szybciej niz kiedykolwiek,

m automatycznie relokowac obszary zaintereso-
wania,

m zwiekszy¢ wydajnosc i przerob,

m gromadzi¢ maksymalnie duzo istotnych infor-
macji,

m podejmowac dobrze uzasadnione decyzje doty-

czace materiatow.

Potgczone srodowisko laboratoryjne z Axioscope (1), mikroskopem elektronowym ZEISS EVO (2) i mikroskopem cyfrowym Smartzoom 5 (3).
W trakcie multimodalnego procesu pracy badana probka przechodzi z mikroskopu do mikroskopu (4). ZEN 2 core (5) zapewnia statq wymiane
danych pomiedzy wszystkimi zaangazowanymi urzqdzeniami, stacjami roboczymi do analizy w trybie off-line (6) i zdalnymi laboratoriami (7).
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ZEISS Axioscope w pracy: techniki kontrastowania

Wszechstronne opcje: techniki kontrastowania

W Axioscope zastosowano wiele opcji kontrastowania, aby spetnic¢ specjalne wymagania dotyczace mikro-
skopii materiatowej. Taka roznorodnos¢ technik wykorzystujacych swiatto odbite i przechodzace jest w tej
klasie wydajnosci niezwykta.

Jasne pole — metoda kontrastujqca do okreslania wielkosci Ciemne pole — metoda kontrastu do zwiekszania widocznosci
i ksztattu réznych faz granic faz
100 pm
C-DIC (Circular Differential Interference Contrast — kotowy kontrast Kontrast polaryzacyjny — kolory zwigzane sq z krystalograficzng
rézniczkowo-interferencyjny) — reliefowy obraz powierzchni poka- orientacjq réznych faz

zuje struktury, takie jak zadrapania

Swiatto odbite
m Jasne pole

Ciemne pole

Polaryzacja
m DIC

m C-DIC

m Fluorescencja

Swiatto przechodzace
m Jasne pole
m Polaryzacja

Ciemne pole
m DIC
PlasDIC

Kontrast fazowy



ZEISS Axioscope w pracy: metalografia

. Typowe zadania i zastosowania
W skrécie yp

m Obrazowanie i analiza mikrostruktury materia-
Zalety tow metalowych

. llosciowa analiza mikrostruktury
Zastosowania

Ocena zgodnie z miedzynarodowymi normami

System Grain Size Analysis — analiza wielkosci ziarna

Multiphase Analysis — analiza wielofazowa

Technologia i szczegoty

Serwis Uzyskaj nastepujace korzysci uzywajac

ZEISS Axioscope

m Analizuj informacje dotyczace mikrostruktur
za pomoca roznych metod kontrastowania.

m Uzyj kontrastu jasnego pola, aby uzyskac infor-
macje o ogolnej liczbie, rozmiarze i ksztatcie
elementow w materiale.

m Popraw widocznos¢ granic ziaren i krawedzi
czastek za pomoca kontrastu ciemnego pola,
aby uzyskac ostrzejszy obraz i wyrazniejsza

Analiza Zeliwa — dystrybucja rozmiaru i ksztaftu defini cje interfejSéW'

m Dzieki kotowemu kontrastowi rézniczkowo-
interferencyjnemu (C-DIC) powierzchnia probki
widoczna jest jako obraz trojwymiarowy. Mo-
zesz tatwo wykry¢ $lady polerowania.

m Kodowane komponenty gwarantuja, ze zawsze

otrzymasz wiasciwe natezenie Swiatfa i skalo-

wanie, co zapewni powtarzalne wyniki.



ZEISS Axioscope w pracy: metalografia
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Analiza wielkosci ziarna — metoda planimetryczna

Diagramy poréwnawcze — porownanie probki z wykresami scien-
nymi

Analiza wielkosci ziarna — metoda przechwytywania

Analiza zeliwa - segmentacja czqstek grafitu

Analiza porowatosci za pomocq modutu wielofazowego

Layer Thickness Measurement — pomiar grubosci warstwy



Rodzina produktéow ZEISS Axioscope

W skrécie Rodzina produktow Axioscope oferuje warianty urzadzen do rutynowych zadan i zaawansowanych zastosowan badawczych. W celu wsparcia badan mikroskopowych
kazda konfiguracja zostata zoptymalizowana pod katem specyficznych zastosowan ze wszystkimi dostepnymi odpowiednimi technikami kontrastowania. Dbatos¢

Zalety 0 ergonomie gwarantuje, ze wszyscy uzytkownicy beda mogli skorzysta¢ z wygodnej i tatwej obstugi.

Zastosowania

System Axioscope 5 Axioscope 5 polaryzacyjny Axioscope 7

Manualny mikroskop z kodowanymi komponenta- Manualny mikroskop z kodowanymi komponenta- Mikroskop z kodowanymi i zmotoryzowanymi
Technologia i szczegoty ) ) o . : ) o o ) . )

mi zapewnia powtarzalne i wiarygodne wyniki mi zapewnia powtarzalne i wiarygodne wyniki komponentami do zadan zwigzanych z mikrosko-
Serwis analizy cie¢ materiatowych, cienkich przekrojow w typowych dla mikroskopii polaryzacyjnej dziedzi- pia materiatow, ktére wymagaja zaawansowanych

i powierzchni pekniec nach: geologia, mineralogia i metalografia mozliwosci obrazowania i automatyzacji proce-

SOW pracy
ZEISS Axioscope 5 ZEISS Axioscope 5 do polaryzacji ZEISS Axioscope 7



Rodzina produktéow ZEISS Axioscope

W skrécie Axioscope Vario

Najbardziej wszechstronny mikroskop do badania
Zalety materiatow z rodziny Axioscope — Axioscope
S ctosowania Vario, jest idealnym rozwigzaniem w przypadku

bardziej nietypowych probek. Axioscope Vario jest
System przeznaczony do zastosowan wykorzystujgcych

$wiatto odbite i zjawisko fluorescencji. Posiada
Technologia i szczegoly rozszerzona przestrzen dla prébek, mieszczaca
Serwis duze obiekty do 380 mm. Waznga zaletg operacyj-
na jest mechanizm korbowy na szczycie kolumny
statywu. Ta korba umozliwia uzytkownikom stata
reczna regulacje pofozenia pionowego korpusu
mikroskopu, bez potrzeby uzycia specjalnych
narzedzi. Metalowa ptyta podstawy dodatkowo
redukuje wibracje, aby zapewnic stabilnos¢

wymagana do wszystkich badan materiatow.

ZEISS Axioscope Vario



Twoj elastyczny wybor komponentow
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Mikroskop Oswietlenie Oprogramowanie
m Axioscope 5 m LED 10W m ZEN 2 core
m Axioscope 5 polaryzacyjny m HAL 100W (Halogen) m Matscope

m Axioscope 7
m Axioscope Vario Kamery
m Axiocam 105

Obiektywy m Axiocam 305
m EC-EPIPLAN m Axiocam 503
m EC-Epiplan-NEOFLUAR m Axiocam 506
m EC-Epiplan-APOCHROMAT m Axiocam 512



Elementy mikroskopu

W skrocie

Camera Adapter T2-C 1" 1.0x [ Camera with SLR bayonet ]
426104-0000-000 ‘
Camera Adapter T2-C 1" 1.0x,

Zalet y Axiocam adjustable T2 Adapter
(ZEISS Axiocam Adapter Video 426105-0000-000 for SLR camera
on request) 1 60 C 1/3" 0.4x | (onrequesy

Camera Adapter

Zastosowania

Reflector slider, 2x encoded, Reflector turret, 4x encoded, Reflector turret, 6x encoded, 60N-C 2/3" 0.5x ‘Camera Adapter T2-T2 DSLR 1.6x
changeable, for P&C modules changeable, for P&C modules changeable, for P&C modules 426112-0000-000 426115-0000-000
424940-9051-000 424940-9061-000 424940-9001-000 Camera Adapter ‘Camera Adapter T2-T2 SLR 2.5x

60N-C 2/3" 0.63x 426116-0000-000
426113-0000-000

Camera Adapter

System @

l 60N-C 1" 1.0x Adapter 60N-T2 1.0x
426114-0000-000 426103-0000-000
. . ] pl Note: Not usable with Ergotubes and ‘
Technolo gla | szczeg of y 3-position tube-lens turret for analyzer slider 12x46 Ergophototubes with vertical adjustment
with tube lens 1x ‘ ‘ 425313-9020-000 [
425313-9010-000 Analyzer slider D/A with
(usable only with @ @) lambda plate, rotatable 360°
H the tubes: 428102-0000-000
S e rW | S 425500-0000-000 Analyzer slider D/A,
425501-0000-000 ’—‘ 360° rotatable Module 0.5x
425503-9901-000 I 428103-0000-000 426137-9010-000 Double adapter 60N - 2x 60N 1,0x
425515-0000-000 Tube lens 1.25x Module 1.6x 426141-9902-000 @
in combination with 425303-0000-000 Analyzer slider D/A, fixed Magnification changer 4x, 426137-9020-000
SF 23 eyepieces) Tube lens 1.6x 428101-0000-000 switchable 60N-60N Module 2.5x
425304-0000-000 for module 1x 426137-9030-000 Slider with 100% mirror Camera Adapter
Tube lens 2.5x Analyzer slider D/A with lambda-plate, each rotatable +/-10° 426137-9000-000 Module 4.0x 426141-9011-000 for interface 60
425305-0000-000 453663-9901-000 426137-9040-000 e.g.
Tube lens 4.0x Module 5.0x Slider with beam splitter Adapter Video
425307-0000-000 Slider 12x46, with focusing Bertrand lens 426137-9050-000 426141-9021-000 60 C 1/3" 0.4x
for phase contrast and conoscopy 456108-0000-000

I 453671-0000-000

Upper stand part Axioscope 5,
6x H, M27

Binocular Ergophototube 20°/23
(100:0/0:100), reversed image variable,
continuous vertical adjustment 44 mm
425512-0000-000

Binocular Ergophototube 20°/23 MAT
(100:0/0:100), upright image variable,
continuous vertical adjustment 44 mm
425514-0000-000

(not usable with: Multidiscussion equipment
o Intermediate plate for analyzer slider 12x46

Binocular Ergophototube
15°/23 (50:50), vertically
adjustable and extendable,
upright image
425520-9050-000

Binocular Ergophototube
5-30°/23 (100:0/0:100),
upright image
425520-9040-000

Upper stand part Axioscope 7,
HAL 100/HBO, 6x HD, DIC, M27

sample space
extension 60 mm
430030-9111-000

Eyepiece PL 10x/23, GW, foc.

Filter slider A, 14x40 mm, 444036-9000-000 425313-9020-000)

3 positions for filter diameter 25 mm Eyepiece E-PL 10x/23, GW, foc.

423730-9080-000 444235-9901-000 !

Filter slider A, 14x40 mm, Auxiliary microscope, d=30 Eyepiece PL 10x/23,
2 positions for filter diameter 25 mm 444830-9902-000 GW, focusable, Pol

428307-9000-000 Pinhole diaphragm, d=30 mm
444020-0000-000

Polarizer slider A, 6x30 mm,
90° rotatable @)
427710-9000-000
Filter slider D, 14x40 mm,
|

2 positions for filter diameter 36 mm

with crossline graticule
444038-9000-000

423910-9000-000 Binocular tube 30°/23, Binocular phototube Binocular phototube Binocular phototube Binocular phototube Pol
Lower stand part Axioscope 7 Filter diameter 36 mm reversed image 30°23 (50:50), 30°/23 (100:0/0:100), 20°/23 (100:0/0:100), 20°/23 (100:0/0:100),
for LED/HAL 100 illumination (by choice see price list) 425520-9000-000 reversed image reversed image upright image upright image
Binocular tube 30°/23, 425520-9010-000 425520-9020-000 425520-9030-000 425520-9100-000
;g;go;ﬂé) 8-230 TR
1058~ 425520-9090-000 Quartz depolarizer
[ Microscope stand Axioscope 5 | [E— Microscope stand Axioscope 7 | (further filter with diameter 36 mm with tube lens @
Options include: 430035-9330-000 TLERL mot. LED/HAL on request) 428106-9000-000
430035-9091-000 RL, LED/HAL (in combination with
430035-9121-000 TLERL, LED/HAL or: intermediate plate)
430035-9261-000 TL POL, LED/HAL [~ Microscope stand Axioscope Vario — !
430035-9291-000 TLERL POL, LED/HAL 430035-9150-000 RL, LED/HAL ‘
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Elementy mikroskopu

Mounting frame
for two specimen sliders 76x26
432318-9000-000

Specimen holder for reflected light
432302-9000-000

Specimen holder for dual slides 76x26 _
432333-9001-000

Further specimen holders
(see price list 40.04.04)

Attachable object guide Pol, 28x48

453561-9901-000

© ultra condenser Dry darkfield condenser
@ 1.2/1.4 (0.75-1.0) @ 0.8/0.95 (0.6/0.75)

Condenser holder Z
for darkfield

— condenser

445323-0000-000

slit-diaphragm

2 mm for PlasDIC

426715-9000-000

Slit-diaphragm |—¢ Condenser 0.9/1.25 H

4.5 mm for PlasDIC 424225-9001-000

426715-9010-000

‘ —¢ Condenser 0.9 H Pol
424225-9080-000

Modulator H, D 0.65,
Ph 1, 2, 3, PlasDIC

for condenser 0.9/1.25
424225-9010-000

Condenser,
achrom.-aplan. 0.9 H
424225-9060-000
Condenser,
achrom.-aplan.

0.9 H D Ph DIC
424225-9070-000

for Pol stands:
Condenser module DIC 1/0.9 Condenser,

with polarizer achrom.-aplan.
426715-9020-000 0.9 H Pol

Condenser module DIC 11/0.9 424225-9090-000
with polarizer
426715-9030-000

Condenser module DIC 111/0.9
with polarizer
426715-9040-000

Condenser carrier
with vertical adjustment
on both sides
1430720-9002-000

®4

Mechanical stage, 80x60, motorized
432039-9200-000
(only for use with Axioscope 7)

Rotary stage, Pol, 360° with clickstop
432035-9131-000

Mechanical stage 75x50/240° R
with hardcoat anodized surface
coaxial drive 160 mm
432035-9051-000

Mechanical stage 75x50 R
with hardcoat anodized surface
432035-9002-000

Mechanical stage 75x50 L

with hardcoat anodized surface
432035-9012-000

Mechanical stage 75x50 R, for reflected light
with hardcoat anodized surface (without fig.)
453527-9903-000

©®

Stage carrier D/A,
attachable and

> vertically adjustable
430710-9001-000

Stage carrier D/A, attachable and
vertically adjustable, rotary
430710-9011-000

423013-9010-000
Shutter remote control
for HXP 120
000000-0544-644

Lightguide HXP 120 with liquid fill
000000-0482-760

|
lllumination adapter
for light sources with light guide
423302-0000-000

HBO 100 illuminator
with lamp mount
and collector
423010-0000-000
HBO 100 illuminator,
self-adjusting with lamp mount and collector
423011-9901-000

Power supply unit
for HBO 100, 90...250 V,
50...60 Hz, 265 VA
432604-9902-000

Note: The foot plate 000000-2202-526 is required for
the HAL illuminator used for transmitted light.

Note: The HAL 100 illuminator used for reflected light
cannot be used with stand 430035-9061-000.

HAL 100 illuminator
with quartz collector
423000-9901-000

External Power supply
for HAL 100 and LED lamps
432610-9060-000

For fluorescence:
FL EC ACR P&C reflector module
424933-0000-000

Filter set for FL reflector modules
(on request)

For transmitted light
Pol ACR P&C analyzer module
424937-9901-000

Optovar modules
(on request)

For reflected light:
Brightfield ACR P&C reflector module
424928-9901-000

Darkfield ACR P&C reflector module
424922-9901-000

C-DIC/TIC ACR P&C reflector module
424941-9000-000

DIC/Pol ACR P&C reflector module
424939-9000-000

DIC/Pol red | Lambda ACR P&C
reflector module

424938-0000-000

Polarizer ACR P&C reflector module
424923-9901-000

Pol ACR P&C reflector module

for HBO 100

424924-9901-000

Pol P&C Bertrand system module
with analyzer
424941-9040-000

Dust protection set L
434304-0000-000

Adapter

M 27x0.75/
WO0.8H "0"
000000-1095-168

Object marker
forwo.8

objective thread
000000-1105-072

Objectives M27

€

@ % Objectives W 0.8

Refill set for object marker

000000-0428-327

Microscope stand
Axioscope Vario

430035-9150-000
consists o

Upper stand for Axioscope,

HAL 100/HBO, 6x HD DIC M27

15 mm focus lift

stand column for Axioscope Vario,
60 mm

DIC slider C 6x20 for EC EPN 5x-20x/
LD EC EPN 20x-50%/EC EP 5x-100x
000000-1105-192

DIC slider C 6x20 for

EC EPN 50x-100x/LD EC EPN 100x
000000-1105-193

TIC slider 6x20

000000-1105-190

(usable with:

Reflector module C-DIC/TIC ACR P&C
424941-9000-000)

>

Analyzer slider D, fixed 6x20
433605-0000-000

Lambda compensator, 6x20
473704-0000-000

Lambda/4 compensator, 6x20
473714-0000-000

Antiglare screen
452163-0000-000

Focusing gear box for Axioscope Vario,

Stages with drive legth < 140 mm
can be use

Stage carrier, H=140 mm
for Axioscope Vario base plate
451016-9902-000

er D, fixed,
removable
427701-0000-000

Polarizer D, 90° rotary,

removable
427706-0000-000

Polarizer, rotary,
with color filter carrier
427707-0000-000

Polarizer, fixed,
with lambda plate, rotary
445226-0000-000

T

Low-power system

for 2.5x/4x objectives,
for 0.9/1.25 BF condenser
424225-9050-000

T

0

Color filter carrier 3x
for filter d=32 mm

428305-0000-000

T

Circular polarizer D, fixed,
with rotary lambda/4 plate
453623-0000-000

Containing

Slider 6x20 with lambda/4 plate

Circular polarizing equipment D ACR,
with rotary lambda/4 plate
427703-9901-000

Containins

Reflector module lambda/4 plate, ACR



Zalety

Wymiary produktu: Axioscope

Axioscope 5

Axioscope 5 polaryzacyjny

640

Axioscope 7

Axioscope Vario
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Specyfikacje techniczne

Wymiary (dtugo$¢ x szerokos$¢ x wysokos¢)

Statyw mikroskopu Axioscope 5/7

ok. 293,5 mm x 240 mm x 367,5 mm

Statyw mikroskopu do Axioscope Vario

ok. 429 mm x 458,5 mm x 700 mm

Masa

Statyw mikroskopu Axioscope 5/7
(w zaleznosci od konfiguracji statywu i akcesoriow)

ok. 14 do 20 kg

Statyw mikroskopu do Axioscope Vario ok. 32 kg
Warunki otoczenia

Dostawa (w opakowaniu):

Dopuszczalny zakres temperatury otoczenia 40 do +70°C

Dopuszczalny zakres wilgotnosci (bez kondensacji)

maks. 75% przy 35°C

Przechowywanie:

Dopuszczalny zakres temperatury otoczenia

+10 do +40°C

Dopuszczalny zakres wilgotnosci (bez kondensacji)

maks. 75% przy 35°C

Obstuga:

Dopuszczalny zakres temperatury otoczenia

+10 do +40°C

Dopuszczalny zakres wilgotnosci wzglednej (bez kondensacji)

maks. 75% przy 35°C

Najwyzsza dopuszczalna wysokos¢ uzytkowania

maks. 2000 m

Cisnienie atmosferyczne

800 hPa do 1060 hPa

Stopien zanieczyszczenia

2
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Specyfikacje techniczne

Specyfikacje eksploatacyjne

Obszar operacyjny

Zamkniete pomieszczenia

Klasa ochrony

Typ ochrony

IP 20

Bezpieczenstwo elektryczne

zgodnie z DIN EN 61010-1 (IEC 61010-1)

W powigzaniu z regulacjami CSA i UL

Kategoria przeciazenia

Ttumienie zaktocen RFI

zgodne z EN 55011 klasa B

Odpornos¢ na zaktocenia

zgodna z DIN EN 61326/A1

Napiecie sieciowe dla Axioscope 5/7 z wewnetrznym zasilaczem 100 do 240 V
Napiecie sieciowe dla Axioscope Vario z zewnetrznym zasilaczem 100 do 240 V
Czestotliwosc sieci zasilajacej 50/60 Hz
Pobdr pradu dla Axioscope 5 z wewnetrznym zasilaczem 60 VA

Pobdr pradu dla Axioscope 7 z wewnetrznym zasilaczem 100 VA
Pobdr pradu dla Axioscope Vario z zewnetrznym zasilaczem 30 VA
Zasilacz HBO 100 W

Zakres zastosowania wewnatrz
Stopien ochrony |

Typ ochrony P 20

Napiecie sieciowe

100 V AC ... 240 V AC

Nie wymaga regulacji napiecia

Czestotliwosc sieci zasilajacej

50 ... 60 Hz

Pobor pradu podczas pracy HBO 103 W/2

155 VA

20



W skrocie

Zalety

Zastosowania

System

Technologia i szczegéty

Serwis

Specyfikacje techniczne

Bezpieczniki zgodne z IEC 127

Statyw do mikroskopu Axioscope 5/7 do podswietlania LED w $wietle przechodzacym:

2T3.5AM,5x20mm

Statyw do mikroskopu Axioscope 5/7 do podswietlania HAL 50 w Swietle przechodzacym:

2T3.5AMH,5%20 mm

Zasilacz HBO 100 W

T2.0A/H, 5% 20 mm

Zewnetrzny zasilacz 12 V DC 100 W

2T50AMH,5x20m

Zrodta $wiatta

Oswietlenie LED swiatto przechodzgce/Swiatto odbite

Pobdr pradu

maks. 10 W

Regulacja Zrodta $wiatta

ciggta ok. 10 do 800 mA

Lampa halogenowa

12 V/50 W

Regulacja Zrodta $wiatta

nieskonczenie zmienna od ok. 3 do 12 V

Lampa halogenowa

12 V/100 W

Regulacja Zrodta $wiatta

nieskonczenie zmienna od ok. 3 do 12 V

Krotkotukowa lampa rteciowa

HBO 103 W/2

Pobér pradu dla HBO 103 W/2

100 W

Axioscope 5/7/Vario

Statyw z manualnym/automatycznym ustawianiem ostrosci

Naped zgrubny

ok. 4 mm/obrét

Naped precyzyjny

ok. 4 mm/obrot, podziat skali ok. 4 um

Zakres podnoszenia

ok. 25 mm

Wysokos¢ zatrzymuje sie

mechanicznie

Kondensor 0,9/1,25 H z opcjonalnym pryzmatem

dla jasnego pola, ciemnego pola i kontrastu fazowego 1, 2, 3 lub PlasDIC

Reczna zamiana obiektywu

za pomoca uchwytu na obiektyw, kodowane 6x H, M27

Reczna zmiana modutu reflektora

za pomocg suwaka reflektora 2x kodowany, rewolweru 4x kodowany lub 6x kodowany
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Mozesz catkowicie polegaé¢ na naszym serwisie

System mikroskopowy ZEISS jest jednym z najwazniejszych narzedzi i dlatego musisz mie¢ pewnos¢, ze
bedzie zawsze gotowy do dziatania. Co wiecej, bedziemy sie upewnia¢, ze uzywasz wszystkich opgji, ktore
pomoga Ci uzyskac najlepsze wyniki z Twojego mikroskopu. Mozesz wybierac z catej gamy produktéw ser-
wisowych, a kazdy z nich jest wspierany przez specjalistow firmy ZEISS, réwniez po zakupieniu przez Ciebie
systemu. Stawiamy sobie za cel, by umozliwi¢ Ci przezywanie tych specjalnych chwil, ktore sa inspiracja dla
Twojej pracy.

Naprawiaj. Konserwuj. Optymalizuj.

Uzyskaj maksymalny czas pracy ze swoim mikroskopem. Umowa serwisowa firmy ZEISS umozliwia Ci zapla-
nowanie budzetu na koszty operacyjne, przy réwnoczesnym ograniczaniu kosztownych przestojow i osigga-
niu optymalnych parametrow Twojego systemu. Wybierz sposrod umow serwisowych, tak skonstruowanych,
aby zapewni¢ Ci szeroka game opcji i poziomdw sterowania. Bedziemy z Toba wspotpracowad przy wyborze
opcji umowy serwisowej, ktory spetni Twoje potrzeby systemowe i wymogi uzytkowe zgodnie ze standardo-

wymi praktykami Twojej organizacji.

Takze nasz serwis na zadanie zapewni Ci wyrazne korzysci. Serwis firmy ZEISS bedzie analizowac wystepujace

problemy i je rozwigzywac — uzywajac oprogramowania do zdalnej konserwacji lub pracujac na miejscu.

Udoskonal swaj system mikroskopowy.

Twdj system mikroskopowy ZEISS ma mozliwos¢ roznych aktualizacji: otwarte interfejsy umozliwia Ci utrzy-
mywanie wysokiego poziomu technologicznego przez caty czas. W efekcie Twoja praca bedzie bardziej efek-
tywna, a produktywna zywotnosc Twojego mikroskopu ulegnie wydtuzeniu wraz z pojawieniem sie nowych

mozliwosci.

Korzystaj ze zoptymalizowanych parametrow swojego systemu
mikroskopowego z ustugami firmy ZEISS — teraz i przez kolejne

lata.

>> WwWw.zeiss.com/microservice
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Carl Zeiss Microscopy GmbH

07745 Jena, Niemcy

mikroskopy.pl@zeiss.com

Wwww.zeiss.com/axioscopemat



